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Исследование с помощью лазерного микроскопа.


 





Для определения эффективности применения RVS была использована  новая модель микроскопа фирмы OLYMPUS®.


Модель: OLS3000 – LEXT Generation, лазерный сканирующий 3D микроскоп.


 


Технические возможности микроскопа:


Пределы увеличения: 120 х – 14 400 х.


Шаг сканирования:  0,01 µм.


Минимальный размер исследования поверхности: 21 µм х 21µм.


Тип микроскопа: лазерный.


	





Фотография  поверхности новой детали № 1.
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Поверхность новой детали №1.


Размер изображённой поверхности: 256 х 192 µм.


Параметры шероховатости поверхности:


Среднее значение Rz – 0,8808 µм


Среднее значение Ra -  0,0621 µм








Фотография поверхности трения детали № 2.


 





Поверхность изношенной детали № 2.


Размер изображённой поверхности: 640 х 480 µм.


Параметры шероховатости поверхности:


Среднее значение Rz – 8,2758 µм


Среднее значение Ra – 0,6018 µм.





Фотография  RVS металлокерамики.


 





Поверхность изношенной детали №3, восстановленной по RVS  .


Размер изображённой поверхности: 256 х 192 µм.


Параметры шероховатости поверхности:


Среднее значение Rz - 0,5502 µм.


Среднее значение Ra - 0,0555 µм.











